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小間番号： T-33

株式会社  三弘

小型 引張・押込ステージ ISLシリーズ

SEM, ラマン分光, レーザー顕微鏡,  
光学顕微鏡, 複屈折測定との連携で

多角的な引張試験・押し込み試験を実現

試験中の微視的変化をリアルタイムで観察

光学顕微鏡：微細構造の変化の観察
SEM：結晶の歪みや破壊の解析
ラマン分光：分子配向の変化
複屈折測定：位相差の変化

材料試験 万能試験機

実機展示 技術担当アテンド 実例紹介

小型 引張・押込みステージ
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